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Simplifique los pasos de sus ana

El software Agilent OpenLab ICP-MS, disenado para los
sistemas de ICP-MS e ICP-QQQ de Agilent, ayuda a los
laboratorios a simplificar sus operaciones diarias, guiar
a los usuarios a lo largo de sus tareas rutinarias y revisar
los resultados de una forma mas fiable.

El software OpenLab ICP-MS incluye un panel de control
que se usa durante su funcionamiento diario y ofrece
acceso al diagndstico guiado, a la funcién Method
Advisor para el desarrollo de métodos centrados en
determinados elementos y a la funcion IntelliQuant Star
Rating para facilitar la revision de los datos.

SIS por [CP-MS

OpenLab ICP-MS ayuda a los laboratorios a:

Comprobar el estado de los instrumentos de un vistazo

Configurar métodos con menos intervencion manual

Resolver problemas mediante el diagndstico guiado

Simplificar la revision de la calidad de los datos

Controlar accesorios Agilent especificos y flujos de trabajo opcionales

Facilitar los flujos de trabajo de los laboratorios regulados




Desde |la disponibilidad de los instrumentos hasta
a obtencion de resultados notificables

El software OpenLab ICP-MS proporciona apoyo durante las etapas clave de los analisis rutinarios por ICP-MS, desde
la comprobacidén del estado del instrumento y la creacién de lotes hasta la adquisicidn de muestras, la revision de los
resultados, la exportacion de datos y el cumplimiento de los requisitos de conformidad.
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Panel de control

Compruebe

el estado del
instrumento,

el estado del
mantenimiento y el
estado general del
sistema.

Configuracion
de métodos

Puede usar
meétodos
predefinidos,
plantillas, las
funciones Method
Advisor y Method
Wizard, o la funcion
de conversion
automatica de
lotes existentes.
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Adquisicion

Analice lotes,
recopile datos,
anada tareas a la
colay gestione el
funcionamiento de
los instrumentos.

Revision de
datos

Revise los
resultados,
identifique valores
atipicos y obtenga
informacion de
control de calidad

0 generada por la
funcion IntelliQuant.

Elaboracion de

informes

Elabore informes
mediante las
funciones de
impresion

0 exportacion

a un archivo
(por ejemplo, en
formato PDF)

y envie los datos
seleccionados
directamente al
sistema LIMS.

Conformidad

Las diversas
opciones de
OpenLab le ofrecen
apoyo para el
control de acceso
de los usuarios, las
firmas electronicas,
los registros
auditables y las
necesidades de
integridad de los
datos.



Descripcién general del software

Conozca el estado de los instrumentos de un vistazo

Descripcion general del flujo de

trabajo
J El panel de control del software OpenLab ICP-MS proporciona al usuario una vision general rapida del estado

de los instrumentos y del estado general del sistema durante el funcionamiento diario. La configuracion de
los instrumentos, el estado del mantenimiento y el acceso a la resolucion de problemas se combinan en una

Diagnostico guiado y
monitorizacion del sistema

sencilla vista unica.

Configuracion de lotes | e
CreaCién de métOdOS para el Task Navigator Your Instrument = W Early Maintenance Feedback [}
sistema de ICP-MS 9500 |‘ HD::bm | ke IcP-qQQ 9500 53 () < @A Early Maintenance
A Queue Nelulizer Pip Serial Number: 0 Claes winpie IWE ok Feed baCk (EM F)
Control instrumental’ ajuste : :cqwsmonﬂueue = Sample Introduction - Autosampler: | SPS_& Solutions Measured: 7/200 inteligente
;. esalll £ Torch . Sample Introduction:  PeriPump Clean Sampling Cone .,
automatico y cola Onine Data nalysis . e — Nebulie p— o — La seccidn Early
A Instrurnent Hub ; i 4‘!“ -f- -:F; ¥ 'gnmon Mode: Aqueous olution = ; z TR MalntenaﬂCe FeedbaCk
/d L Troubleshooting ai — = ¥ i Tatisas: T Clean skimmer Cone ]
Analisis de datos i o ——ino E — ayuda a los usuarios
- a detectar cuando deben
= o L Change Air Inlet Filter
. . . . rogramarse las tareas
Funcién IntelliQuant y revisién e L ettty
de la calidad de los datos e — mediante indicadores
— —_ similares a las luces de
Elaboracion de informes e S— los semaforos.
integracion con sistemas LIMS — " poitis % ,
o Datos del instrumento
. . o o o Instrument Hub - Troubleshooling [ ] * Placmian hibue .
Flujos de trabajo y periféricos L e Preser;tacr'lon de ddatos'
: como las horas de
opcionales < | wl o I 5 funcionamiento del
: s o ul [ plasmay los sélidos
Conformidad y compatibilidad e totales de la matriz
C R = a lo largo del tiempo
On-t aCtO Analysis | /T 12/15/2025 4:33:00 PM 1445, Error: Plasma gas flow rate or Ar gas supply pressure is too low.

Indicador de estado del
instrumento

Las alertas codificadas
por colores muestran si

el instrumento esta fuera
de linea, se encuentra listo
0 no, esta ejecutando un
procedimiento o indica una
advertencia o un error.

Seccion Instrument
Hub

Las funciones de
monitorizacion del
estado, mantenimiento
y diagnostico aparecen
consolidadas en un
espacio especifico.

Comprobacién del rendimiento
posterior al analisis

Las comprobaciones integradas
verifican el estado del instrumento
al final del analisis de una muestra

y envian los resultados a la seccion
Instrument Hub, con el fin de ofrecer
indicaciones claras sobre las
necesidades de mantenimiento.

para indicar el grado
de utilizacion del
instrumento.
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Si se produce algun problema,
el software OpenLab ICP-MS
mostrara una notificacion en

la seccion Instrument Hub.

Los usuarios podran abrir

la notificacién e iniciar el
diagndstico, que posibilita una
resolucion de problemas guiada
mediante instrucciones paso

a paso, imagenes y videos.

El panel de medidores ofrece
informacion en tiempo real
sobre parametros clave del
sistema, como niveles de vacio,
flujos de gas y temperaturas.
Los registros con marca

de tiempo pueden facilitar

la revisién posteriory la
identificacion de las posibles
causas raiz de cualquier
problema.

- Plasma Ignition Failure (2025-12-15 16:33:06)

ookl l Datalls of Malntenance Step

Check for lssues with your Argon gas supply:

A Ipstrurment Hub S
{1) Check for the following comman problems with the Argon gas supply. [1] Ensure that the Argon supply has adequate
pressure and volume for operation (verify that
4 Waming/Caution the praccurs on the Argan gas supply regulatar
15 58t between S00-700 k¥a/5-7 bar/i3-100
BSl).
Compressed gas tanks must be handled with care. Ensure all staffs are fully famillarized
with ail satety precautions.
Are the Argon gas supply valves open? L Show Dg_[all_s']
@ Yeu ) No (maintenance requined)
Is there sufficient Argon for i fon m
O Yeu @ Mo [maintenance requined)
Examgple of gas pressure gauge
{2) Perform the fallawing tasks and check aach item when completed:
] Replace the Angan supphy I presson 7 oo low
{3) Click tha Next butten to precesd to the next step.
=
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Resolucion de problemas con soporte tecnico guiado

Diagnédstico guiado

El software ofrece apoyo para
la resolucién paso a paso

de problemas habituales

del instrumento mediante
herramientas de analisis,
imagenes y videos.

Registros con marca
de tiempo

El registro automatico de las
lecturas de los medidores
ofrece datos trazables para
el diagndstico y contribuye

a identificar las causas de los
problemas durante eventos
como la ignicion del plasma
y las transiciones al estado
de vacio.

Panel de medidores

Registro continuo de todos los
datos medidos. Monitorizacion
de parametros del sistema

en tiempo real, como niveles
de vacio, flujos de gas

y temperaturas.

Vista de historial

Los parametros de rendimiento
y ajuste se pueden monitorizar
a lo largo del tiempo mediante

la vista del historial.
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Creacion de lotes con los ajustes adecuados desde

el principio

En el software OpenLab ICP-MS,
un lote incluye la informacion
necesaria para preparar

y analizar un conjunto de
muestras y generar el informe
correspondiente. Esto incluye

la introduccion de muestras,

el ajuste, los modos de gas de
celda, las masas de adquisicion,
los tiempos de integracion,

los patrones internos, la lista

de muestras, los parametros

de calibracion y los ajustes de
control de calidad.

Los lotes se pueden crear a
partir de métodos predefinidos,
lotes existentes, plantillas o

las funciones Method Advisor
y Method Wizard.

Los lotes creados con versiones
antiguas del software Agilent
MassHunter ICP-MS también

se pueden abrir con el software
OpenLab ICP-MS con el fin

de garantizar la continuidad
durante las transiciones de un
software a otro.

Select Preset Method T o4

Application Method  Generic Method

Title Summary <
UsP<232>/ICH Q3D 9500 Application Method for Elemental Impurities in Pharma, using USP<232=/ICH Q3D
| ChP | 9500 Application Method for Elemental Impurities in Pharmaceutical samples, using China Pharmacopoeia
| EPABDZD | 9500 Ap.plicatiun Method for EPABDZ20 | |
Food/Clinical 9500 Application Methed for Food/Clinical samples

Compatible Sample Types:
Application method for aqueous or closed-vessel acid digested/extracted samples of food, medicine, and cosmetics. Also suitable for
fittered unine samples, and solubilized or acid digested/extracted samples of organic tissue and hair.

Pre-Defined Analvtes:
Be Na, Mg, AL K. Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt Hg. T Pb, Th, U
Recommended Internal Standard Elements: 6L1, Sc, Ge, Bh, In. Te. Tb, Bi

Comment:

Cell mode: AHM (Advanced Helum Mode) and A

Required Hardware:
9500 ICP-MS Triple Quad, u-Lens, MicroMist Nebulizer

] 4 Cancel

Creacion de lotes a partir de:

Lotes de versiones

Métodos Lotes existentes Plantillas Funcion Method Funcion Method antiguas del sof-
predefinidos Advisor Wizard tware MassHunter
ICP-MS




Descrlpelon general del software Configuracion de méetodos mas sencilla para el

Descripcion general del flujo de

trabajo sistema de ICP-MS 9500

Panel de control y disponibilidad

< [ Agilent INTERNAL USE ONLY!1! | Online OpenLab ICP-MS - Methed Advisor.b ri=r X
de los instrumentos A | &
Plasma | Configuration
Diagnostico guiado y Gt wettmd e
monitorizacion del sistema o R )
. . ’ s:::pmmgumﬁon . | , b et [ 'T:Et ' Create From ICP-MS Batch ? X
Configuracién de lotes o e Gt Y bl FIEIRlE -
Fl -ﬂmuml‘mr_! . E”E‘ |& S [ 5 P B i File to Convert
[ E‘L:I:::n;::Mun I K G s T I v |¢;.- ﬁ:"r...ﬁj Ni | Gn | 7n G Ge As S B :; . E::
o — I e e e T Y T o[ es Agilent ICP-MS Batch (~b)
Sample 1ist Cs | Ba HI |T:|‘ W | Re o0s| Ir ‘Fl| ”“M&»&L& P (| AR = n:s ‘ ‘
M E‘ - E —
quisition Queue L hlc- il . Eul o |l oy | o | & | wm| v o W 0.3 ;
3 3 4 Result : : L | o3 Conversion Mode
Control instrumental, ajuste S NelBFEEEREEE A -
automatico y cola 4 et ® AHM Plus
e N O] o3 Converts the method to fully utilize the 9500 ICP-QQQ's triple-quadrupole capabilities. This option
— Fu | e uses AHM and Air Cell depending cn the element. Recommended for optimal interference
Ana'IISIS de da-tos [ 20 1] He3 remaoval in difficult matrices.
S O At
o Z 9 2 8 & |y _.' 0.2 Converts the method to take advantage of the 9500 ICP-0Q0Q's speed and efficiency. This option
FunCIOn IntelIIQuant y revision :Aq 02 uses a single AHM for all elements, Rgcommended for imprwingpsample thrcrughpqutwhl'le
de la calidad de los datos B EIlE ISR AS IS
. L 0l O Direct
e . :: - Ej Converts the method for seamless use on the 9500 ICP-QQQ,. This option keeps current tune
E|ab0raC|On de InformeS e e i modes and correction equations if used. Recommended if previous methods or workflows cannot
. . 7 . Anaiysic be changed.
integracion con sistemas LIMS
Fluios d bai i Funcion Method Advisor Métodos predefinidos Ajuste predefinido de
=l 015 trabajo y peritericos Una herramienta de creacion Los métodos predefinidos la funcién IntelliQuant | cte || Gl |
opcionales de métodos centrada en sirven como acceso directo Screening
determinados elementos para a métodos regulados o Para el sistema de ICP- Y . d isn de |
Conformidad y compatibilidad el sistema de ICP-QQQ 9500. normalizados, como los QQQ 9500, un ajuste erramienta de conversion de lotes
Sin apenas introducir métodos EPA 200.8/EPA 6020,  predefinido de la funcion Para el sistema de ICP-QQQ 9500, los lotes creados para
Contacto datos, los usuarios pueden ChP del capitulo <232> de la IntelliQuant Screening instrumentos de ICP-MS de cuadrupolo simple de Agilent se
seleccionar elementos de USP o de las directrices Q3D posibilita el andlisis pueden convertir al formato del software Openlab ICP-MS.
interés, afiadir datos de de la ICH. Apenas requieren semicuantitativo de muestras ~ L0s usuarios pueden importar el método directamente
calibracion y preparar una lista  introduccion de informacion desconocidas mediante una U optimizarlo para el sistema 9500.
de muestras; acto seguido, 0 conocimientos avanzados calibracion de un solo punto
el software OpenLab ICP-MS por parte del usuario. con una solucion de ajuste
aplicard automaticamente las y la configuracion automatica
condiciones recomendadas de los parametros.

para el método, incluidos los
modos de gas de celday las
masas de adquisicion.




ESCHREON GENEIRICEISOIare Automatice las tareas rutinarias de sus instrumentos

Descripcion general del flujo de

trabajo . . o .
J El software OpenLab ICP-MS ofrece funciones de control instrumental, puesta en marcha, optimizacidén, adquisicion

Panel de control y disponibilidad y apagado automatico. La cola gestiona las tareas del instrumento para realizar una ejecucion secuencial automatizada,
de los instrumentos lo que facilita que los usuarios lleven a cabo los flujos de trabajo rutinarios de manera mas uniforme.

Diagnostico guiado y

monitorizacién del sistema : :
Flujo de trabajo de la cola

Configuracién de lotes Acciones de s
- . mantenimiento Optimizacion de la Adquisicion izad Verificacion del
Creacion de métodos para el recomendadas puesta en marcha y analisis de uno pers]?na 12ado 3.” |pactlon| f.e | Apagado
sistema de ICP-MS 9500 tras la anterior y verificacion del o0 varios lotes de de yro?enccé(i)c'?n de en '(;2'?::0?8 the automatico
verificacion al final rendimiento muestras P tUboS
de la cola
2 - . - : Online OpenLab ICP-MS - AHM + Air 02 001.b 2 X Ajuste autométICO ra’pido

Analisis de datos . N .
El ajuste automatico permite una

optimizacion rapida y reproducible,
mientras que la visualizacion de

Funcion IntelliQuant y revision

Task Navigator Batch - AHM + Air 02 001.b =

de la calidad de los datos - e To -0 St Ao . S St Mot o e oy (B e arsmeecs o sty | 28 sefales en tiempo real posibilita
Dechbpasd e ——— .~ un ajuste manual fino en caso
Elaboracion de informes e e # s AT - necesario.
. o 7 . - Flasma
integracion con sistemas LIMS i = o S MRS RESBNRAT Cola interactiva
Sample Introduction ~ Lenses
. . Lo Calibation ac ¢ Si[ o 0 La cola ofrece la posibilidad de
Flujos de trabajo y periféricos - — . c e P
. | ac el g anadir varios lotes de muestras
opcionales o Omega Les = o ) e .
p p Ss:mme 3 - = o S M AR AN para realizar un analisis secuencial.
- cell
Conformidad y compatibilidad A I gL | Rutina de puesta en marcha
P e | e B 2 . Las funciones de optimizacién
: ; Hear KEL 1 - -0 =200 - 9. - + | | . .,
Contacto LT we | del sistema y comprobacion del
rererore - rendimiento pueden ejecutarse en
Histry . unas condiciones uniformes tras la
.~ ignicion del plasma.

r Display Q1 Qz Range Count Avg Count RSD [3:] l

Ch Colo
13 1 . v 59 54 5000 4749 4786.9 1.78 i
W 2 . 2| S‘J: 105: ZOD: 165: 166.0: 1.06 Apagado aUtomatIco
il BECE Al final de una secuencia, se puede
4 . | v | 205. 205 | 5000. 4?43. 4?01.3. 213

llevar a cabo un apagado del
sistema sin supervision.

L5
=]
=
c
o
=
=]
=
=
t

Analysis &\12{]5}20'5 4:33:00 PM 1445, Error: Plasma gas flow rate or Ar gas supply pressure is too low.




Descripeién general del software Compruebe un lote completo mediante una sola vista

Descripcion general del flujo de
trabajo

El software OpenLab ICP-MS proporciona un espacio de trabajo flexible para el analisis de datos que se actualiza en tiempo real
Panel de control y disponibilidad durante el andlisis. Los usuarios pueden comprobar los resultados de los analitos, la recuperacion de los patrones internos, los
de los instrumentos graficos de estabilidad, los espectros o cromatogramas, los graficos de control de calidad, la informacidn de calibracion y los

Diagnéstico guiado y resultados de la funcion IntelliQuant desde una misma vista.

monitorizacion del sistema

, - La vista permite comprobar todos los datos de una vez y puede mostrar la siguiente informacion:
Configuracion de lotes

.. . - e Vista inteligente
Creacion de metodos para el Resultados de Recuperagcion Gréficos de Espectros o Graficos de Informacion de de la funcién

- de los patrones e control de - y -
: _ los analitos - estabilidad cromatogramas - calibracion IntelliQuant
sistema de ICP-MS 9500 internos calidad Petiodic Tabie

Control instrumental, ajuste
automatico y cola

£ - - - | Agtlent INTERNAL WSE ONLY!!! ] Offline 1CP-MS Data Analysis - 20200611 SLRS spike.b - 20200611 SLRS spike: ? = 0O X Formato Condicional de Ios
L : e valores atipicos

Puede filtrar los datos segun el

Batch Table : FullQuant - ¥
Fu nCién IntelIiQuant y reViSién i samole: M N Sample Types <All- =| Anatte: € |78 Se | NPHe | * ) 5ID 74 G [NPHe ] Tune Mode: i eStadO del marcador para Centrarse
S FRKons Ffceart [T (21 £ 701 -0 - raoumer T PR [ ,
: R G en aquellas muestras que estén
de |a Cal Idad de IOS datOS - : Sample HPHe | 63 Cu [NPHe] 56 Zn [ NPHe | 75 As [NPHe] 18 Se [ N#PHe] 95 Mo | NPHe | 107 Ag [ NPHe] 111 Cd | NPHe ] 114 Cd | NPiHe ] 118 Sn [ NPHe] 121 Sb [ NPHe] 137 Ba [ NPHe] 201 Hg [ NPHe | 202 Hg | NPHe | | . .
% i@ Rt fr DetaFle  AcqDeteTime = Type ' Level SampleName Conc. RSD Conc:[ppb Conc RSB Conc, [ ppb] Cone. RSD Conc. [ ppbl Conc. RSD. Conc, [pwb]| Conc. RSD) Conc. | ppb] ! Conc. RSD Conc, Tpeh ] Cone. RSD: Conc. [ pph] Conc. RED.Conc. | ppb] Corc. RSD Cons. | ppb ] Conc, RSD! Conc. [ ppb] Conc. RED. Lonc. [ ppb]. Conc. RED | Cone. 1 ppli] Conc: RSD. Con. [pph] Conc. RSD Co) IIStaS para generar Informes
1 £ | 00VCALBE | T1/06/202005:58:50 Caldtk 1|4 . .,
2 £ 0025MPLd 110GA020061005 | Swmple | | MDLblank ' ' ' ' ' ' ' ' ' O requieran atencion.
Elaboracion de informes e : B G [ive e || et — | | - [
4 f= | DOMSMPLG | YV/DB/202006:28:58 Sample MDL blank
o . 7 o 5 L | DOSSMPLA | 11/06/202006:3824 Sample MOL Blank M M
IntegraCIOn Con SIStemaS LIMS 6 f-.D%WPLd.H.fDG.fZUZOOGM?:S] Sample MDL Blank | [ [ ' ' ' FunCIoneS de ContrOI de Calldad
7 lia £ | 007CALSd | 1V/DG/2020065747 | CalSed 2 53 0,100 84 <0133 283 0080 154 0005 1008 B o004 U8 0.107 7 0101 21 0.106 15 0.108 76 oot e o7 204 oo a3 0002 251 . . .
& m f | 008CALSd | T1/DB/P02007:07:27 | CalStd 31 86 1.085 45 1043 18 1037 65 1172 98 1.006 08 1053 23 1.036 27 1.028 24 1028 26 1017 11 1.063 89 0023 80 0.020 34 La S fu nciones rut| narias d e Cco nt o I
o m | D09CALSH | 1106/202007:17:20 CalStd 4 14 25 213 456 9520 34 9.908 1.5 10073 94 9.768 03 94987 19 YE4d 23 9.904 16 9959 1.0 9.7%6 23 SET9 1.2 oI9S 1.7 0.202 1.0 . .
F I uj O S d e 't ra b aj O y p e rifé ri C O S " |01 & otocalse | 17/06:2020072711 | Calsug 5015 08 50015 08 50254 18 49500 14| 4sei2 43 s0285 11 s07e4 13 50399 L 50346 11 0809, 08 5009 19 5035 15 0998 04 039 08 d e Cca I | d a d INC I Uye ne | ementos como
n & | 011CALSd | T1/06/202007:36:52 CalSed 6 L6 14 92020 10 99.880 146 100.259 0.7 100.525 23 99.879 0.2 69.619 1.2 95.816 o4 99.836 04 99.580 03 80,971 0.5 90.833 0.8 2.002 11 2.001 03 .
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Simplifique la evaluacion de la calidad de los datos

La funcién IntelliQuant captura el espectro de masas completo de una muestra y presenta las concentraciones de manera
semicuantitativa mediante un mapa de calor en forma de tabla periddica codificada por colores. También puede calcular los
solidos totales de la matriz, y utiliza los mismos patrones de calibracion preparados para el analisis cuantitativo.

Los usuarios pueden elegir entre medidas puntuales rapidas para mejorar la productividad o medidas ampliadas para realizar un
analisis semicuantitativo mas exacto a concentraciones bajas.

La funcidn IntelliQuant Star Rating proporciona una puntuacion de cero a cinco estrellas que resulta facil de comprender y ayuda
a los usuarios a evaluar la calidad de los datos obtenidos por ICP-MS. Evalua factores como las posibles interferencias, la calidad
de la calibracion, el ruido de fondo, los limites de deteccion y la precision.

B IntelliQuant [He] A % Espectro de masas completo
A v 9 Interference Level L,a funmon IntelliQuant captura
rapidamente un espectro de masas
QA fatg.| D oceening 4O Beballs completo de una muestra.
Zn
Mapa de calor en forma de tabla
H He  Rating periodica
y e g e illia b Una tabla periddica codificada por
_ colores indica las concentraciones
. . cl A X ﬁﬁ**** semicuantitativas de los elementos
: medibles.
o [x] v [V o [ w]o]a] o ll&mm
) 68 Puntuacién mediante estrellas
Wl =) Y| 7| Me Mo Je | Be QR £t | S | O 15 |8 e 70 Una puntuacion de cero a cinco
Cz || Ba | | W el ozl |l PE| A Hg m Fh el [l | T T it I i estrellas ayuda a identificar |sotppos
0 elementos que pueden requerir
Fr Ra . 132Ba++ atencion.
la Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Quanfitation Error(s Informacion sobre interferencias
' Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk O Es Fm Md No Lr SOl Los datos de la funcion QuickScan

y la informacion sobre interferencias

pueden contribuir a identificar
posibles problemas generados por
elementos presentes en una matriz
desconocida.
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e aboracion de informes e integracion con
escripcion general del flujo de .
trabajo sistemas LIMS

Panel de control y disponibilidad
de los instrumentos Los datos del software OpenLab ICP-MS pueden imprimirse o enviarse a un archivo directamente para notificarlos,

o bien exportarse en formato Excel, de texto o CSV.

Diagnostico guiado y
monitorizacion del sistema Una herramienta integrada de exportacion LIMS que el usuario puede configurar facilita la exportacion de los datos

: ., seleccionados en formatos separados por tabulaciones o comas.
Configuracion de lotes

ﬂ_ Report Template Manager G
Creacion de métodos para el
sistema de ICP-MS 9500
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El software OpenLab ICP-MS admite una amplia variedad de planteamientos analiticos y flujos de trabajo de aplicaciones, lo que posibilita
que los usuarios satisfagan de manera eficaz diferentes requisitos de ICP-MS en aplicaciones tanto rutinarias como avanzadas.

Entre los planteamientos admitidos de calibracion y analisis se incluyen los siguientes:

Calibracion externa

Método de adiciones de patrones

Calibracion semicuantitativa

Relacion isotopica

Dilucion isotopica

Flujos de trabajo para
semiconductores

La funcion Simple Recipe
permite analizar impurezas
a nivel de trazas en
sustancias quimicas de
alta pureza con el sistema
de ICP-QQQ Agilent 8900.
Proporciona métodos
predefinidos y un ajuste
automatico rapido para
sustancias quimicas
como agua ultrapura, H,0,,
HNO,, HCI, H,S0, y alcohol
isopropilico.

Andlisis de
nanoparticulas

El médulo de
nanoparticulas
individuales ofrece
meétodos predeterminados
para la determinacion

de nanoparticulas
(spICP-MS) y automatiza
la configuracion de
meétodos para los flujos
de trabajo de ICP-MS con
fraccionamiento de flujo de
campo (FFF-ICP-MS).

Flujos de trabajo
cromatograficos

Mediante el modulo
cromatografico opcional,
el software OpenlLab
|ICP-MS proporciona un
control integrado de los
sistemas compatibles de
LC y GC de Agilent y facilita
el analisis de datos
cromatograficos para

los flujos de trabajo de
LC-ICP-MS y GC-ICP-MS.

Flujos de trabajo
avanzados de control
de calidad

La secuenciacion
inteligente admite flujos
de trabajo avanzados de
control de calidad, como
los de comprobaciones
multinivel del control

de calidad, actuacion
ante fallos, tipos de
muestra configurables

y plantillas de informes
personalizables.

\Um. il

Automatizacion

El software OpenlLab
ICP-MS integra funciones
de control y analisis de
datos para el sistema
ADS 2, como las de
calibracion automatica,
dilucion prescriptiva,
dilucion reactiva,
monitorizacion de
tiempos, calculadora de
condiciones, diagrama
de la ruta de flujo, lista
de dilucion inteligente

y asistente de calibracion
automatica.

Integracién de
dispositivos periféricos
El software OpenlLab
|ICP-MS posibilita el control
de enfriadores inteligentes.
En el caso del sistema de
ICP-QQQ 9500, el sensor
de purificacion de gases
genera notificaciones en

el software cuando es
necesario sustituir el gas.
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Facilite los flujos
de trabajo de los
laboratorios regulados

Agilent ofrece soluciones escalables de conformidad
mediante el software OpenLab para prestar apoyo a los
laboratorios en los que existan obligaciones relacionadas con
los registros electronicos. OpenLab ICP-MS Workstation Plus
se adapta a los pequenos laboratorios o a configuraciones
flexibles con un solo PC, mientras que OpenLab Basic Server,
OpenLab Server y ECM XT dan respuesta a las necesidades
de las organizaciones medianas y grandes.

El software OpenLab ICP-MS es compatible con los sistemas de ICP-MS
Agilent 7800, 7850 y 7900, y los sistemas de ICP-QQQ Agilent 8900y 9500.

Los modulos opcionales permiten ampliar el software para flujos de trabajo
especializados, como los de analisis cromatografico, secuenciacion inteligente,
analisis de nanoparticulas individuales, adquisicion avanzada y control de
acceso de los usuarios.

El software OpenLab ICP-MS ofrece funciones de
conformidad, como las de firma electréonica, control de
acceso de los usuarios, registros de actividad del sistema
y registros auditables, que simplifican los flujos de trabajo
de gestion y revisidon seguras de los datos.

Entre las funciones relacionadas con la conformidad
se incluyen las siguientes:

Firma electronica para los resultados de los lotes
Control de acceso de los usuarios
Usuarios, grupos y roles configurables

Registro auditable de la actividad del sistema

Descubra nuestros
instrumentos,
accesorios > .
y consumibles

de ICP-MS

Herramientas de migracion de bases de datos* Obtenga mas
informacion sobre S

Cumplimiento de los requisitos de la Parte 11 del Titulo 21 del CFR el software Agilent
de la FDA (EE. UU.), el Anexo 11 de la UE y la normativa equivalente, OpenLab ICP-MS
siempre que se utilice el software Openlab de conformidad adecuado

Pdngase en contacto
con su representante )
de Agilent

* Migracion de datos desde el software SDA antiguo a WS+/0OpenLab Basic Server/OpenLab Server/ECM XT.


https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry-icp-ms/icp-ms-software/openlab-icp-ms-software
https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry-icp-ms
https://explore.agilent.com/atomic-spectroscopy-contact-us

Agilent CrossLab: conocimientos reales,
resultados reales -

CrossLab va mas alla de la instrumentacion: integra '.o.'° -
servicios, consumibles y gestion de recursos para - ...o.o... - Ag I Ie nt
todo el laboratorio. De este modo, su laboratorio AT

podra mejorar la eficiencia, optimizar las operaciones, . ' Trusted Answers
aumentar el tiempo de actividad de los instrumentos,
desarrollar las competencias de los usuarios

y mucho mas.

Mas informacion:
www.agilent.com/chem/openlabicp-ms

Obtenga respuestas a sus preguntas técnicas
y acceda a recursos en la comunidad Agilent:
community.agilent.com
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